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Przyrzad do odczytywania wartosci R: na chromatogramach
cienkowarstwowych
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Przedmiotem wynalazku jest rozwigzanie kon-
strukcyjne i techniczne przyrzadu do odczytywania
warto$ci R; na chromatogramach cienkowarstwo-
wych.

Wspbélczynnik Rg, charakteryzujacy zdolno§é mi-
gracji zwigzk6w chemicznych w analizie chromato-
graficznej, wyrazony jest ilorazem odlegloSci od
$rodka plamy do miejsca startu, do odleglosci od
miejsca startu do czola rozwinietego chromatogra-
mu. Warto§¢é wspoétczynnika Ry mieSci sie w grani-
cach od 0,0 do 1,0 i wyrazana jest ulamkiem dzie-
sietnym. .

Dotychczas przy obliczaniu wartosci Rt na chro-
matogramach cienkowarstwowych najczesciej sto-
sowana jest zwykla linia z podziatkg dlugo$ci. Wy-
konujgcy oznaczenie matematycznie oblicza wartosci
R¢, co jest pracochlonne, szczegélnie w przypadku
obliczania wartoéci R; plam kilkunastu zwiazkéw
rozdzielonych w wyniku procesu chromatograficz-
nego. Pewnym ulatwieniem jest stosowanie przyrza-
du opracowanego przez A. Waksmundzkiego i J. R6-
zyte, ktory eliminuje konieczno$é wykonywania
,obliczen i sprowadza czynno$é oznaczania wartoSci
R; do odczytywania jej z odpowiedniej podzialki.
Wada omawianego przyrzagdu jest konieczno$¢ sto-
sowania licznych wymiennych podzialek, stosowa-
nych zaleznie od odlegloSci od miejsca startu do
czola rozwinietego chromatogramu.

Celem wynalazku jest tatwe i szybkie odczytywa-
nie wartoéci R; na chromatogramach cienkowar-
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stwowych. Zadanie techniczne prowadzgce do tego
celu polegalo na skonstruowaniu przyrzadu nie po-
siadajacego wyzej wymienionych wad. Przyrzad
wedlug wynalazku wykonany jest z przezroczystego
tworzywa sztucznego (zwlaszcza organicznego,
akrylowego) i sklada sie z prostokatnej podstawy
z dwiema prowadnicami i zaznaczong na podstawie
linig startowsa, z suwaka z zaznaczong na nim linig
wskaznikowg, oraz z plytki z zaznaczong na niej
linig pomiarowa. Podstawa polgczona jest z plytka
przy pomocy wkretki umozliwiajgcej ruch obrotowy
plytki w plaszczyznie podstawy.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktéorym fig. 1
przedstawia widok ogélny przyrzadu, fig. 2 podsta-
we 1 przyrzadu, fig. 3 suwak 2, a fig. 4 ptytke 3.

Wzdtuz krétszych bokow podstawy 1 znajdujag sie
prowadnice 5 i 6 stuzgce do przesuwania suwaka 2
w kierunku prostopadlym do linii startowej 8 zazna-
czonej na podstawie 1 i linii wskaznikowej 9 zazna-
czonej na suwaku 2. W lewej prowadnicy 5 znajduje
sie otwér 7 wkretki 11 lgczacej podstawe 1 z plytkg
3, na ktérej zaznaczona jest linia pomiarowa
10 z podzialkg o dokladno$ci do 0,05, ktérej
warto$é poczatkowa 0,0 pokrywa sie z otworem
wkretki 7. Na drugim koncu prowadnicy 5 w sto-
sunku do otworu 7 znajduje sie podpora 4, powodu-
jaca unieruchomienie ptytki 3. w drugiej fazie od-
czytywania wartoSci Rs.
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Wymiaf‘y podstawy 1 przyfzs,du dostosowane sg
do wymiaréw plytek nosnych chromatograméw 12
cienkowarstwowych, a mianowicie do wielkosci do
260 mm X 200 mm i grubosci do'5 mm. Dlugosé
linii pomiarowej 10, wynoszgca 185 mm, dostosowa-
na jest do wszystkich odleglo$ci miejsca startu od
czola 13 rozwinietego chromatogramu. '

Odczytywanie wartosci R; odbywa sie w ten spo-
séb, ze plytke nosng 12 z rozwinietym chromatogra-
mem kladzie sie na podstawie 1 tak, aby linia
startu pokrywala sie z linig startowg 8 umieszczong
w dolnej czesci podstawy 1. Suwak 2 przesuwa sie
wzdluz prowadnicy 6, az jego linia wskaZnikowa 9
pokryje sie z czolem chromatogramu 13. Nastepnie
plytke 3 przekreca si¢ dokola osi wkretki 11 az
pun ,1,‘0,.»"1’irnii pomiarotvej 10 pokryje sie z linig
wskginikowa 9 biegnada wzdluz suwaka 2. Nie
zmidniajac polozenia plytki 3 opierajacej sie na pod-
porz‘e 4 przesuwa sie suwak 2 az do pokrycia jego
linii’ wskaznikowej 9 ze §rodkiem plamy na chroma-
togramie i odczytuje sie wartos¢ Ry na linii pomia-
rowej 10 plytki 3, w wartoSciach podanych wzdluz
linii pomiarowej 10. Celem odczytania warto$ci R
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lozenia plytki . .
Stosowanie wynalazku umozliwia szybkie i do-
kladne odczytywanie warto$ci Ry na chromatogra-
mach cienkowarstwowych, na ktoérych odleglo$é od
linii startu do czola stanowi dowolny odcinek,
w granicach od 0 do 185 mm. -
Zasada i sposOb odczytywania wartoSci R: przy

pomocy przyrzadu podane sg na rysunku, fig. 5.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do odczytywania wartosci R¢ na chroma-
togramach cienkowarstwowych znamienny tym, ze
sklada sie z podstawy prostokatnej (1) z prowadni-
cami (5) i (6) z umieszczong na podstawie linig star-
towa (8), z suwaka (2) z umieszczong na nim linig
wskaznikowg (9) oraz z plytki (3) z linia pomiarowg
(10), a podstawa (1) polaczona jest z plytkg (3)
w punkcie (7) przy pomocy wkretlsi (11), przy czym
plytka oraz suwak wykonane sg z przezroczystego
tworzywa.

FIG.2
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